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Abstract (en)
[origin: WO8403156A1] A test module for troubleshooting and diagnosing an asynchronous microprocessor bus (26) in real time under normal

operating conditions. The test module operates in a system environment and at true operating speed until a fault occurs. Once a fault is detected, the
circuit will halt the microprocessor and freeze the bus signals at fault detection time. Latches (10, 14, 18, 22) are connected to the asynchronous bus
(26) under test and a test bus (28). A comparator (24) connected to the latches compares the data pattern under test to the test pattern, providing

a continue signal when the data patterns are identical and a diagnose signal when the data patterns are not equal. The continue signal allows the
microprocessors to continue to the next pattern and the diagnose signal initiates a diagnose sequence in the test microprocessor.

Abstract (fr)

Module de test pour le dépannage et le diagnostic d'un bus de microprocesseur asynchrone (26) en temps réel dans des conditions normales de
fonctionnement. Le module de test fonctionne dans un environnement du systéme et a une vitesse de fonctionnement effective jusqu'a ce qu'une
erreur se produise. En cas de détection d'une erreur, le circuit stoppe le microprocesseur et fige les signaux du bus dans leur état a l'instant de la
détection de I'erreur. Des bascules (10, 14, 18, 22) sont reliées au bus asynchrone (26) a tester et a un bus de test (28). Un comparateur (24) relié
aux bascules compare le motif de données a tester au motif de test, produisant un signal continu lorsque les motifs de données sont identiques et
un signal de diagnostic lorsque les motifs de données sont différents. Le signal continu permet aux microprocesseurs de continuer jusqu'au prochain

motif et le signal de diagnostic fait débuter une séquence de diagnostic dans le microprocesseur de test.
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